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Dziatalno$¢ prowadzona / | Wzorcowanie / Calibration:

Activity conducted Numer i nazwa wg:alkosci mierzonej / number and name of measurand’
w stalej okalizacyi (8) lub | .05 "o

poza nig (P)/at pennar_\ent 7.03 napiecie AC”

location (S) and/or.outsme 7.04 prad AC"

of permanent location (P) 7.05 rezystancja DC

7.06 rezystancja AC"
7.14 wysokie napiecie i prad”

Wersja strony/Page version: A

" Numeracja wielkosci mierzonych zgodna z podang w zalaczniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostepnym na stronie
internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to
document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl
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KATARZYNA/WISNIEWSKA

Niniejszy dokument jest zatacznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 165 z dnia 29.07.2020 r.
Cykl akredytacji od 29.07.2020 r. do 09.08.2024 r.
Status akredytacji oraz aktualno$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.p/
This document is an annex to accreditation certificate No. AP 165 of 29.07.2020

Accreditation cycle from 29.07.2020 to 09.08.2024
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.p/
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PCA Zakres akredytaciji Nr AP 165
Laboratorium Pomiarowe
ul. 3 Kwietnia 21, 41-253 Czeladz
. . . . Niepewnosé Miejsce Metoda
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, pomiarowa
Napigcie DC
Kalibratory 0+10)mv 0,003 % + 0,2 v §,P Procedura
Mierniki napiecia analogowe 10 +120) mv 0,0013 % + 0,2 4V wewnetrzna
Mierniki napigcia cyfrowe (0,1+1,2)V 0,001 % + 0,7 uyvV PW.04
Multimetry zasilacze (1+12)v 0,001 %+ 7 pv
Karly pomiarowe (w tym welwy analogowe) (10 + 120}V 0,0012 % + 0,09 mV
{100 % 1050) V 0,0012 % +1,4mV
Zasilacze (0,01 + 12} kV 0,16 % S, P Procedura
Mierniki napigcia przebicia wewngtrzna
Prébniki przebicia PW-08
Prad DC
Kalibratory (10 + 120) pA 0,003 % + 1 nA S, P Procedura
Mierniki pradu analogowe {0,1+1,2) mA 0,002 % + 5 nA wewnetrzna
Mierniki pradu cyfrowe (1+12)mA 0,003 % + 0,05 pA PW-04
Multimetry (10 + 120) mA 0,008 % + 0,7 pA
Zasilacze 0,1+1,2)A 0,03 % + 15 pA
Karty pomiarowe (w tym we/wy analogowe) {(1+12)A 0,07 % + 0,4 mA
(124 30,5) A 0,1%+5mA
(30 +120) A 0,2%
(120 + 220) A 1,5A
(220 + 440) A 3A
(440 + 1010) A 75A
Mierniki cegowe (0 +1000) A 0,6 % ) Procedura
Sondy pomiarowe wewnetrzna
PW-04
Napigcie AC
Kalibratory (50 + 60) Hz S,P Procedura
Mierniki napigcia analogowe (10 + 108) mV 0,06 % + 0,016 mV wewnetrzna
Mierniki napiecia cyfrowe (0,1 +1,06) V 0,038 % + 0,07 mV PW.04
Multimetry {(1+10,6)V 0,037 % + 0,7 mV
Zasilacze (10+105) V 0,044 % + 10 mV
Karty pomiarowe (w tym we/wy analogowe) (100 + 1060) V 0,06%+0,1V
1kHz
(10 + 105) mV 0,08 % + 0,015 mV
0,1+1,05)V 0,03 % + 0,07 mV
(1+10,5)V 0,026 % + 0,7 mV
(10 = 105) V 0,044 % +8mV
(100 £1050) V 0,082 % + 0,08V
Mierniki napigcia przebicia 50 Hz S, P Procedura
Prébniki przebicia (0,01 +0,25) kV 0,50 % wewnetrzna
Zasilacze (0,25 + 40) kV 0,3 % PW-08
Prad AC .
Kalibratory (50 = 60) Hz SP Procedura
Mierniki pradu analogowe (10 + 100,5) pA 0,08 %+ 15 nA wewnetrzna
Mierniki pradu cyfrowe (0,1 +1,05) mA 0,08 % + 0,15 pA PW-04
Muitimetry {(1+10,5) mA 0,062 % + 1,5 pA
Zasilacze (10 + 106) mA 0,082 % + 16 pA
Karty pomiarowe (w tym wel/wy analogowe) (0,1+1,05) A 0,08 % + 0,18 mA
(1+10,6) A 0,15% + 3,5 mA
(10 + 30,5) A 0,15%+ 10 mA
(30,6 +78) A 0,3A
{78 + 185) A 08A
(166 + 309) A 1,3A
(309 + 715) A 3A
1kHz
(10 + 100,5) yA 0,062 % + 14 nA
0,1+ 1,05} mA 0,062 % + 0,15 pA
(14 10,5) mA 0,062 % + 1,6 pA
(10 + 106) mA 0,082 % + 15 pA
(0,1+1,06) A 0,09 % + 0,18 mA
(1+10,5)A 0,15%+3,5mA
(10+ 30,6} A 0,15 % + 10 mA
Mierniki cegowe (0 +1000) A 0,6 % S Procedura
Sondy pomiarowe wewnetrzna
PW-04

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytaciji Nr AP 165

Niepewno$é .
. . . . N Miejsce Metoda
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pong'av{g dia i, pomiarowa
Rezystancja DC
Mierniki rezystancji analogowe (0,001 +1,2) 2 0,0028 % + 7 pQ2 S, P Procedura
Mierniki rezystancji cyfrowe {(1+12)0 0,0019 % + 34 yQd wewnetrzna
Mierniki parametréw sieci {10+ 120)Q 0,0017 % + 0,1 mN PW-04
Mierniki rezystancji izofacji (0,1 %+ 1,2} kD 0,00156 % + 0,9 mD
Multimetry (1+12) k0 0,0018 % + 9 mQ2
Kalibratory rezystancji {10 + 120) kD2 0,0018%+1Q
Karty pomiarowe (w tym we/wy (0,1 % 1,2) MO 0,0022% +2,30
analogowe) {1+12) MD 0,0028 % + 0,1 k2
(10 +80) MQ 0,02 %
(80 + 900) MQ 0,06 %
(0,8 +9) GN 0,26 %
(8 + 1000) GO 27%
Punkty stale: S, P
0,001 Q 0,02 %
0,010; 0,10 0,01 %
10; 100; 1000; 1kQ; 10kQ; 100k 0,003 %
1MQ 0,008 %
160 0,2%
10 GQ 058 %
§0 GO); 100 GO; 200 G 1%
260 GO; 600GN; 1 TQ 26%
Mierniki rezystancji analogowe 100 2 + 1000 kQ 0,02 % S,P Procedura
Mierniki rezystancji cyfrowe (1+15)MQ 0,05 % wewnetrzna
Mierniki parametréw sieci {20 + 80) MQ 0,1 % PW-02
Mierniki rezystancji izolacji {0,1+2) GO 0,2%
Multimetry (6 +20)G0 0,5%
(50 + 200) GO 1,0%
(0,25+1)TD 2,6 %
Kalibratory rezystancji {0,001 +1,2) 0 0,0028 % + 7 p2 S, P Procedura
Rezystory stale {1+12)Q 0,0019 % + 34 u02 wewnetrzna
Rezystory regulowane (10 + 120)Q 0,0017 % + 0,1 mQ2 PW-05
Wzorce rezystancji {0,1+1,2) kQ 0,0015 % + 0,9 mQ
{(1+12) kQ 0,0018 % + 9 mN
(10 + 120) k02 0,0018 % +10Q2
0,1+ 1,2) MO 0,0022%+2,30
(1+12) M 0,0028 % + 0,1 kQ2
{10 + 80) MQ2 0,02 %
(80 +900) MO 0,06 %
(0,8 +9)GN 0,25%
{8 + 1000) GO 2,7%
Rezystancja AC
Mierniki parametrow sieci 50 Hz S, P Procedura
Mierniki rezystancji analogowe 0,1Q+ 100 kQ 0,06 % wewngetrzna
mrsr{‘kl:d rezystancji cyfrowe SOz TRz PW-03
- o
Multimetry (1+100) mQ 03%
50 Hz + 1kHz
10 +100 kQ 0,2%
Mierniki rezystancji przewodu 50 Hz
ochronnego (PE) (10 +1000) mQ 0,5%
Mierniki parametréw sieci
Testery bezpieczefistwa elektrycznego
Wysokie napiecie i prad
Kilowoltomierze (0,01 + 8) kV 0,16 % ] Procedura
Mierniki parametréw sieci 0,01+ 12) kV 0,156% S, P wewnetrzna
Prébniki przebicia PwW-08
Testery bezpieczenstwa elektrycznego
Z'rédlaynaplgcla thd g wysokle napiecie DC
Kilowoltomierze 50 Hz Procedura
0,01 + 0,25) kV 0,50 % S wewnetrzna
{0,256 + 8) kV 03% PW-08
Mierniki parametréw sieci 50 Hz S, P
Prébniki przebicia (0,01 + 0,26) kV 0,50 % wysokie napiecie AC
Testery bezpieczeristwa elektrycznego (0,25 + 40) kV 0,3%
Zrédla napiecia

Wersja strony: A

Niepewnosé¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy prawdopodobiefistwie
rozszerzenia ok. 95 % i wartos¢ niepewnosci pomiaru dia CMC wyrazona jest w jednostkach wielkosci

mierzonej.

Woydanie nr 7, 16.10.2023 r. 3/4




PCA Zakres akredytacji Nr AP 165

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 165

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZMLU AKREDYTACJI ‘
WZOREOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA 5
dnia*16.10.2023 r. |
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